NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 61000-4-1
STAN DAR D Deuxiéme édition

Second edition
2000-04

PUBLICATION FONDAMENTALE EN CEM

BASIC EMC PUBLICATION

C. 61000-4 series

Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 61000-4-1:2000



https://iecnorm.com/api/?name=485959e04c55c04aa8304b0f11dface7

Numéros des publications

Depuis le ler janvier 1997, les publications de la CEl
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Consolidated publications
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4-1: Techniques d'essai et de mesure —
Vue d’ensemble de la série CEl 61000-4

AVANT-PROPOS

1) La JEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale d alisation egmposée

de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la Ck
favofiser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisafion® da
I'élegtricité et de I'électronique A cet effet, la CEI, entre autres activités, pu
Leur|élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tou Co \i

objet de
ines de
fionales.
5é par le

sujel traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernemer ales, en
liaispn avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEI coll Anisation
Interpationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par a is.

2) Les pécisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questiof & rese \tent, dans Ig mesure

du ppssible, un accord international sur les sujets étudiés, étan
sont|représentés dans chaque comité d’études.

ationaux inféressés

3) Les |documents produits se présentent sous la forme de [recof t k i . lls son{ publiés
comfne normes, spécifications techniques, rapports tec i 3 Comités
natignaux.

4) Dang le but d'encourager l'unification intermation iquer de
facop transparente, dans toute la mesure possibl normes
natignales et régionales. Toute divergence-eftre |a Egionale
corr¢spondante doit étre indiquée en terme

5) La QEI n’a fixé aucune procégyre concerna t le somy€ indication d’approbation et sa responsabilité
n'es{ pas engagée quand ur’maderi G a I'mne de ses normes.

6) L'attpntion est attirée s alt qua certains \Jes\éléments’de la présente Norme internationale peuvent faire
I'obje¢t de droits de prop ete droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
resppnsable de ne pas identifié de propriété et de ne pas avoir signalé leur existencsq.

La Nofme interr@x ' eté établie par le Comité d'études 77 de |a CEl:

Compa3tibilité électro

Elle cdnstitue la partig ~ i¢ CEl 61000. Elle a le statut de publication fondamentale

en CEM confgr 8 107 de la CEl.

Cette ( i H 'on annule et remplace la premiére édition, parue en 1992. Cette deyxieme

édition stitue & réyisign technique.

Le texte de_cette ™ e est issu des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
77/225/FDIS 77/229/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2003. A cette

date, la publication sera

e reconduite;

e supprimée;

« remplacée par une édition révisée, ou
e« amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

Part 4-1: Testing and measurement techniques —
Overview of IEC 61000-4 series

FOREWORD

1) The |EC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for sfandardiz mprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The objecy/of promote
interpational co-operation on all questions concerning standardization in the elegth elds. To
this lend and in addition to other activities, the IEC publishes International ation is
entrysted to technical committees; any IEC National Committee interested \n t ith may
participate in this preparatory work. International, P liaising
with [the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates cIo nization
for [Standardization (ISO) in accordance with conditions deterpfi the two
orgaizations.

2) The |formal decisions or agreements of the IEC on technica gible, an
interpational consensus of opinion on the relevant subjects g dentation
from|all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of re the form
of sjandards, technical specifications, National
Comjmittees in that sense.

4) In ofder to promote international unification, national
Standards transparently to the maximum/extent posgsible: in\their national and regional standards. Any
divefgence between the IEC Standard and the S i i b clearly
indidated in the latter.

5) The |IEC provides no markir for any
equipment declared to bg_i

6) Attemtion is drawn to th ments of this International Standard may be thg subject
of patent rights Tkr; IE e for identifying any or all such patent rights.

Interngtional Stan C s been prepared by IEC technical committee 77:

Electrgmagnetic cony ili

This standard forms par 61000. It has the status of a basic EMC publication in

accordance With i

This s iti als and replaces the first edition, published in 1992. This $econd

edition| constj i isi

The tekt of this'standafd is based on the following documents:

FDIS Report on voting
77/1225/FDIS 77/1229/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on

voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until

2003. At this date, the publication will be
e reconfirmed;

e withdrawn;

« replaced by a revised edition, or

e amended.
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INTRODUCTION

La CEI 61000 est publiée sous forme de plusieurs parties conformément a la structure
suivante:

Partie 1: Généralités

Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement

Desgcription de I'’environnement
C
Nivieaux de compatibilité

dssification de I'environnement

Partie B: Limites

Limites d’émission

Limites d'immunité (dans la mesure ou elles ne relg \ités“de produits
Partie f}: Techniques d’essai et de mesure

Teg¢hniques de mesure
Teg¢hniques d’essai

Partie pb: Guides d’installation et d’atténuati
Gu|des d’installation Q

Méthodes et disposifitifs dq

Partie b: Normes{é;é

Partie P: Divers

Chaqup
interngtion
ont déja &
partie, | Suj
6100046-1).

visée en plusieurs parties, publiées soit comme Normes
cifications techniques ou rapports techniques, dont cefrtaines
tantvque sections. D’autres seront publiées avec le numérg de la
omplété d'un second chiffre identifiant la subdivision (exemple:
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INTRODUCTION
The IEC 61000 series is published in several parts according to the following structure:

Part 1: General

General consideration (introduction, fundamental principles)
Definitions, terminology

Part 2: Environment

D H £ il H +
e blIPLIUII UT 1T TITTivIiTurimmmTTIt

C
Compatibility levels

dssification of the environment

Part 3:|Limits

En‘Lssion limits
Immunity test levels (in so far as they do not fall unde y of the product

committees)
Part 4:] Testing and measurement techniques

Mepsurement techniques
Testing techniques

Part 5: Installation and mitigation guide

Installation guidelines
Mi

tjgation methods

Generic s@a

Part 6:

Part 9:

Several parts, published either as International Standards,
technig pical reports, some of which have already been published as
section iskeéd with the part number followed by a dash and completed by a
second R Q) ifying the subdivision (example: 61000-6-1).

Each g
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) —

Partie 4-1: Techniques d'essai et de mesure —

Vue d’ensemble de la série CEl 61000-4

1 Domaine d’application et objet

La pré
équipe

électro

L'objet

organi
norme
fournir

2 Références

2.1 Reéférences n

Les ddg e
gui y gst faite, constituent des disposifions val

ormatives

autres

ibn des

e leur

érence
61000.

Pour Igs références datées, les amends ons ne
s’appliquent pas. Toutefoig/es parti auxacecords fondés sur la présente partie de
la CEI[61000 sont invitées\a re ilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des dojcuments normatffs inch s références non datées, la derniére |édition
du dog sedent
le regi

CEIl 60 atibilité
électrg

CEl 6 ités —
Sectio

CEl 6 nment —
Sectioh 5: Classification des environnements électromagnétiques. Publication fondamenitale en

CEM

CEIl 61000-3-2:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3: Limites — Section 2:
Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils <16 A par
phase)*
Amendement 1 (1997)
Amendement 2 (1998)

CEIl 61000-3-3:1994, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3: Limites — Section 3:
Limitation des fluctuations de tension et du flicker dans les réseaux basse tension pour les
équipements ayant un courant appelé <16 A

Il existe une édition consolidée 1.2 (1998) qui comprend la CEl 61000-3-2 (1995) ainsi que I'amendement 1
(1997) et I'amendement 2 (1998).
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) —

Part 4-1: Testing and measurement techniques —
Overview of IEC 61000-4 series

1 Scope and object

provid¢ general recommendations concerning the choice of releva

2 References

2.1 Normative references

The fo
constit
to, or
based
most r=cent editions of th
latest g

IEC 60050(1613
Electrqmagnetic ¢

IEC 6

Applic:

IEC 61 tromagnetic Compatibility (EMC) — Part 2: Environment —
Classiti netic environments. Basic EMC Publication

IEC 61000¢3:2:199
for harmonic current emissions (equipment input current <16 A per phase)*

ctronic

s [of IEC

Se

lectromagnetic compatibility (EMC) — Part 3: Limits — Section 2]

EMC
and to

S text,
iments
bments
ng the
es, the
he IEC

r 161:

Ction 1:

ttion 5:

Limits

Amendment1-1997}
Amendment 2 (1998)

IEC 61000-3-3:1994, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3: Limits — Section 3:
Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with

rated current <16 A

There is a consolidated edition 1.2 (1998) that includes IEC 61000-3-2 (1995) and its amendment 1 (1997) and

amendment 2 (1998).
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CEIl 61000-3-4:1998, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3-4: Limites — Limitation
des émissions de courants harmoniques dans les réseaux basse tension pour les matériels
ayant un courant assigné supérieur a 16 A

CEIl 61000-3-5:1994, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3: Limites — Section 5:
Limitation des fluctuations de tension et du flicker dans les réseaux basse tension pour les
équipements ayant un courant appelé supérieur a 16 A

CEIl 61000-4-2:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
de mesure — Section 2: Essais d’immunité aux décharges électrostatiques. Publication
fondamentale en CEM*
Amendement I (1998)

CEI 61000-4-3:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4; 1 ssai et
de mdsure — Section 3: Essai d’immunité aux champs électro Liques K BSs aux
fréquehces radioélectriques™
Amendement 1 (1998)

CEI 61000-4-4:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM axtie\ds i ssai et
de measure — Section 4: Essais dimmunité aux trapSitoires ¢ j [ salves.

CEI 61000-4-5:1995, Compatibilité éleg B : 1 ‘gssai et
de mesure — Section 5: Essai d'immurité atix @ L

CEIl 61000-4-6:1996, Compatibilité élegtromagnétj - e 4: ] ‘gssai et
de mgsure — Section 6: ] l ] ] j hamps
radioélectriques

CEl 61
de mq

netigue (CEM) — Partie 4: Techniques d’gssai et
elatif aux mesures d’harmoniques et |d’inter-

harmohi gure, applicable aux réseaux d’alimentation et aux
appargi

CEIl 61 tibilité éléctromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'gssai et
de me : RNd'immunité au champ magnétique a la fréquence du réseau.

CEIl 61 4-9719 ampatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d'gssai et
de mqg Section 97 Essai d'immunité au champ magnétique impulsionnel. Publication
fondanpentale;en

CEIl 61 19 3 : ssai et
de mesure - Sect/on 10: Essa/ d lmmun/te au champ magnet/que osc:llatOIre amorti.
Publication fondamentale en CEM

CEI 61000-4-11:1994, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
de mesure — Section 11: Essais dimmunité aux creux de tensions, coupures breves et
variations de tension

Il existe une édition consolidée 1.1 (1999) qui comprend la CEl 61000-4-2 (1995) ainsi que I'amendement 1
(1998).

Il existe une édition consolidée 1.1 (1998) qui comprend la CEl 61000-4-3 (1995) ainsi que I'amendement 1
(1998).

*%
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IEC 61000-3-4:1998, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-4: Limits — Limitation of
emission of harmonic currents in low-voltage power supply systems for equipment with rated

current greater than 16 A

IEC 61000-3-5:1994, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3: Limits — Section 5:
Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage power supply systems for equipment

with rated current greater than 16 A

IEC 61000-4-2:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measu
techniques — Section 2: Electrostatic discharge immunity test. Basic EMC Publication*
Amendment 1 (1998)

rement

000-4-7:1991, Electromagnetic compatibi A
on onNics™\g
. deequipment connected thereto

(EMC) — Part 4: Testing and measu
setic field immunity test. Basic EMC Publig

rement

rement
pn

rement

rement
fields

rement

its and

rement

ation

rement

rement

rement

There is a consolidated edition 1.1 (1999) that includes IEC 61000-4-2 (1995) and its amendment 1 (1998).

** There is a consolidated edition 1.1 (1998) that includes IEC 61000-4-3 (1995) and its amendment 1 (1998).
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CEI 61000-4-12:1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
de mesure — Section 12: Essai d’immunité aux ondes oscillatoires. Publication fondamentale
en CEM

CEl 61000-4-14:1999, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-14: Techniques
d’essai et de mesure — Essai d'immunité aux fluctuations de tension. Publication fondamentale
en CEM

CEI 61000-4-15:1997, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques d’essai et
de mesure — Section 15: Flickermetre — Spécifications fonctionnelles et de conception
(Révision de la CEI 60868)

CEl 6[000-4-16:1998, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Pa niques
d’essaf et de mesure — Essai d'immunité aux perturbations conduites Hans la
gamme de fréquences de 0 Hz & 150 kHz. Publication fondamentale

CEl 6[000-4-17:1999, Compatibilité électromagnétique (CEM niques
d'essal et de mesure — Essai d’immunité a I'ondulation résidire ssance
a courgant continu. Publication fondamentale en CEM

CEI 61j000-4-24:1997, Compatibilité électromagnétiqiie (CE Techniques d’gssai et
de mésure — Section 24: Méthodes d’'essais sitifs de protection pour
perturbations conduites IEMN-HA. Pub)ita ¢ 3 3 p

CEIl 6[L000-4-28:1999, Compatibilité électromay > M) — Partie 4-28: TecRHniques

d’essal et de mesure — Essai d’immunit, a fréquence d’alimentation

2.2 Autres références

CEIl 61000-3-11*, Compatibilité , (CEM) — Partie 3-11: Limites — Limjtations
des vagriations de tensjon,”de de tension et du papillotement dans les rgseaux
publics d'alimen ba

soumig a un raccordert s

g équipements ayant un courant appelé < 5 A et

CEIl 61 ssai et

de m4g ignaux

transm

CEl 61 ssai et
ication
ssai et

CEIl 61000-4-23*, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-23: Techniques d’essai et
de mesure — Méthodes d’essais pour les dispositifs de protection pour perturbations rayonnées
IEMN-HA et autres perturbations rayonnées. Publication fondamentale en CEM

CEIl 61000-4-25*, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-25: Techniques d’essai et
de mesure — Prescriptions IEMN-HA et méthodes d’essai pour I'équipement et les systémes
IEMN-HA

CEIl 61000-4-27*, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-27: Techniques d’essai et
de mesure — Essai d'immunité aux déséquilibres. Publication fondamentale en CEM

NOTE L'astérisque (*) indique que le document n'a pas encore été publié et que, par conséquent, il n'est pas
encore normatif.
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IEC 61000-4-12:1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 12: Oscillatory waves immunity test. Basic EMC Publication

IEC 61000-4-14:1999, Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-14: Testing and
measurement techniques — Voltage fluctuation immunity test. Basic EMC Publication

IEC 61000-4-15:1997, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4: Testing and measurement
techniques — Section 15: Flickermeter — Functional and design specifications (Revision of
IEC 60868)

IEC 61000-4-16:1998, Electromagnetic _compatibility (EMC) — Part 4-16: Testing and
measurement techniques — Test for immunity to conducted common mode distyrbanceg in the
frequehcy range 0 Hz to 150 kHz immunity test. Basic EMC Publication

g and
EMC

rement
bance.

ing and

2.2
IEC 61000-3-11*, Electremas iC ¢ 5 MC) — Part 3-11: Limits — Limitation of

public low-voltage supply systems, for
onditional connection

g rement
techniques — Harnon 76 p ort, low

rement
guides.

rement

IEC 61000-4-23 f 19111 23 I rement
techniques — Test methods for protective devices for HEMP and other radiated d/sturbance
Basic EMC Publication

IEC 61000-4-25*, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-25: Testing and measurement
techniques — HEMP immunity test methods for equipment and systems. Basic EMC Publication

IEC 61000-4-27*, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-27: Testing and measurement
techniques — Unbalance, immunity test. Basic EMC Publication

NOTE The asterisk (*) indicates that the document concerned has not yet been published and is therefore not yet
normative.
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CEIl 61000-4-29*, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-29: Techniques d’essai et
de mesure — Essais d’immunité aux creux de tension, coupures breves et variations de tension
sur les ports d'entrée de puissance en courant continu

CEI 61000-4-30*, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-30: Techniques d’essai et
de mesure — Mesures des paramétres de la qualité de la tension. Publication fondamentale en
CEM

NOTE L'astérisque (*) indique que le document n’a pas encore été publié et que, par conséquent, il n'est pas
encore normatif.

3 Geneéralites

blectro-
Ants et
a ces
ifoires».
enté le
ésulter

bles du
d’essai

et de
ricants
prenng
4 Deéfinitions
Pour Igs besoin jans la

CEI 600050(161)

la série CEl 61000-4 suit en général les lignes dirdctrices
07 de la CEIl. Pour les normes fondamentales d’essai de |4 série,

Domainesg*applicatton

Références normatives

Géneralites

Définitions

Niveaux d’essai/limites
Matériels d’essai
Montage d’essai
Procédures d’essai

© ® N OO~ wDdRE

Résultats d’essai et compte rendu d’essai
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IEC 61000-4-29*, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-29: Testing and measurement
techniques — Voltage dips, short interruptions and voltage variations on d.c. input power ports,
immunity tests

IEC 61000-4-30*, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-30: Testing and measurement
techniques — Measurements of power quality parameters. Basic EMC Publication

NOTE The asterisk (*) indicates that the document concerned has not yet been published and is therefore not yet
normative.

3 General

In thel past, electromechanical devices and systems were geneya y not ive to
electrgmagnetic disturbances (i.e. conducted and radiated electroma ances and
electrgstatic discharge). The electronic components and equipment{o ; nh more
sensitive to these disturbances, particularly to "high-frequency, | engmena.
The tr¢gmendous expansion in the use of electronic component§ ip increased
the dapger and importance of malfunctioning, damage, etcwhi Ar y ric and

electrgmagnetic disturbances.

The prpduct committees (or users and manufacturers in responsible(for the
approgriate choice of the immunity tests from the nd the test levdl to be
applied to their equipment. However, tprenhang 5 zation,
the product committees or users an€l & 3Si Hations

given ip this standard.

4  Definitions

For the 50(161)

apply.

The stfucture of sta ithi EC 61000-4 series in general follows the guidance given
in IEC [Guide ' esting standards of the series, that structure is as follows:

Geheral
Definitions

Testtevetsfimits
Test equipment
Test set-up

Test procedures

© @ N OO~ DR

Test results and test report
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Il existe des normes, dans la série CEl 61000-4, qui ne sont pas des normes fondamentales
d’essai (par exemple la CEIl 61000-4-7). Elles sont des normes de mesure (instrumentation et
procédures), qui ne suivent pas nécessairement la structure mentionnée ci-dessus.

6 Choix des essais

Des essais peuvent étre appliqués aux matériels pour de multiples raisons, par exemple

e pour les essais de conception pendant le développement;

e pour des essais de type;

e poyr des essais d'agrément;

e pour des essais en production.

Il conyient que les matériels soient soumis a tous les essais négessaikes pou ga B
fiabilit¢ requise mais, pour des raisons économiques, le nombré i
minimym raisonnable. Il est acceptable que le nombre des essai 8 juction
soit rédluit par rapport aux essais de type.

Le chojx des essais a appliquer a un matériel particulj 2 qurs facteurs, tdls que

« typps de perturbations affectant le matériel;
e conditions d’environnement;

e comportement et fiabilité requise;
e corfjtraintes économiques;

e caractéristiques du magéxi

Compte tenu de la vaxiéteNdes\ matéri iti ‘envi 3 dre en
compte, il est difficile d’indi S i is. Ce¢ choix
est pripcipalemept\d gnsabilité ité i 2 He son
expérignce). Da iculi ce shoix peut étre fixé par un accord entre le fapricant
et I'utiljsateur. Dan > i i 5 ique (série
CEIl 61000-2, spég 86 dans
la CEI61000-1-1

S’il ex|ste, une norme géné norme

spécififue de produ

¢ norme spé¢€(fi

¢ nofme defamillesde produit;

e norfmevgénérique.

Si I'on considére que ces normes existantes ne sont pas applicables a un type particulier de
matériel, les bréves explications suivantes de chaque partie de la série CEl 61000-4 peuvent
étre utiles. Un résumé est donné également aux Tableaux 1 et 2:

¢ Essai conformément a la CEIl 61000-4-2 (Essais d’immunité aux décharges électro-
statiques)

En général, I'essai de décharge électrostatique est applicable a tous les types de matériels
utilisés dans un environnement ou des décharges électrostatiques peuvent se produire. On
doit considérer les décharges directes et les décharges indirectes. Les matériels dont
I'utilisation est limitée aux environnements dont les conditions de décharge électrostatique
sont contrblées et les produits non électroniques peuvent faire partie des exclusions.
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There are standards within the IEC 61000-4 series, which are not basic testing standards (for
example IEC 61000-4-7). They are standards related to measurement (instrumentation and
procedures), which do not necessarily follow the above-mentioned structure.

6 Selection of tests

Tests can be applied to equipment for many reasons, for example

« for design tests during development;

o for type tests;

« forl|acceptance tests;

e for|production tests.

compafison with type tests.

The sqglection of the tests to be applied to a particulaf
such ap

actors,

* typps of disturbances affecting the ¢
* enyironmental conditions;

e required reliability and behaviour;
e ecgnomic constraints;

e equipment characteristcs.

With rggard to the variety g i i d, it is
difficulf to indicate S f imarily
the responsibilit special
cases,|this can be’fjXed cases,
knowlefdge of the ele 00-2-5)
and awareness of‘the stat

If there licated
produdt &

* dedicated
e productfamily Sta

e generie’standard.

If it is considered that these standards are not applicable to a particular type of equipment, the
following short explanation of each part of the IEC 61000-4 series may be helpful. A summary
is also given in Tables 1 and 2.

* Test according to IEC 61000-4-2 (Electrostatic discharge immunity test)

In general, the electrostatic discharge test is applicable to all equipment which is used in an
environment where electrostatic discharges may occur. Direct and indirect discharges shall
be considered. Exclusions may include equipment limited for use in ESD-controlled
environmental conditions and non-electronic products.
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Essai conformément a la CEI 61000-4-3 (Essai d'immunité aux champs électro-
magnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques)

En général, I'essai d'immunité au champ rayonné est applicable a tous les produits lorsqu'’il
existe des champs radioélectriques. Les matériels non électroniques peuvent faire partie
des exclusions.

Essai conformément a la CElI 61000-4-4 (Essais d’immunité aux transitoires électriques
rapides en salves)

En général, I'essai aux transitoires rapides est applicable aux produits reliés au réseau
basse tension ou possédent des cables (de sighaux ou de commande) proches du réseau
basse tension.

Esg

En|général, I'essai aux ondes de choc est applicable aux produit
sortant du batiment ou au réseau basse tension en général.

Pseaux

Essai conformément a la CEl 61000-4-6 (Essai dimmunité ab duites,

induites par les champs radioélectriques)

En|général, I'essai d'immunité aux perturbations conduite alix pnoduits,
lorgqu’il existe des champs radioélectriques et qui sont{elié noua
d’aptres réseaux (lignes de sighaux ou de commande)-

CE) 61000-4-7 (Guide général relatif aux mesufes : L ot d'i niques,
ainsi qu’a l'appareillage de mesure, applicabl ] pareils
quily sont raccordés)

me de
confor-

Ce| guide est applicable aux me
fréjuences du continu a 2 500 Hz,
mément a la CEI 61000-3-2 et a la ¢

Essai conformément a e ala

fréguence du réseau)
En|général, il conyi
majgnétiques (par €

hamps
roduits

pafticuliers destiné étre i ges envwonnements ou le champ magnétique est
éleyé). Les i iNES\ & [ champ
majgnétique est fa

Es;s hétique
img

Ce gns les
cer illage).
Es;s la CElI 61000-4-10 (Essai d'immunité au champ maghétique
0s¢i

Cel essai est principalement applicable aux produits destinés a étre installés daps des
soys=Stations haute tension.

Essai conformément a la CEl 61000-4-11 (Essai dimmunité aux creux de tensions,
coupures bréves et variations de tension)

Cet essai est applicable aux matériels de courant assigné inférieur a 16 A par phase et
reliés au réseau basse tension.

Essai conformément a la CEIl 61000-4-12 (Essai d’immunité aux ondes oscillatoires)

L'essai a I'onde sinusoidale amortie est applicable aux matériels reliés au réseau basse
tension dans certains pays (par exemple aux Etats Unis). L'essai aux ondes oscillatoires
amorties est applicable aux matériels utilisés dans les centrales électriques et les sous-
stations haute tension (par exemple relais statiques).
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e Test according to IEC 61000-4-3 (Radiated, radio-frequency, electromagnetic field
immunity test)

In general, the radiated immunity test is applicable to all products, where radio-frequency
fields are present. Exclusions may include non-electronic equipment.

e« Test according to IEC 61000-4-4 (Electrical fast transient/burst immunity test)

In general, the fast transient test is applicable to products which are connected to mains or
have cables (signal or control) in close proximity to mains.

e« Test according to IEC 61000-4-5 (Surge immunity test)

In general, the surge test is applicable to products which are connected to networks leaving
the building or mains in general.

e Tesgt according to IEC 61000-4-6 (Immunity test to conducted disturban

radio-frequency fields)

es induced by

juency
control

In general, the conducted immunity test is applicable to produgt
fields are present and which are connected to mains or other
lings).

« |EQG 61000-4-7 (General guide on harmonics and ts and

instrumentation, for power supply systems and equipmernt

This guide is applicable to voltage or curre \ the d.c. frequency
range up to 2 500 Hz, especially with regard tof the iSSi equifements accorling to
IEQ

e« Test according to IEC 61000-4-8 ' ] i¢Nfleld immunity test)
In general, this test should be limitet\to pxod [ ire’ susceptible to magneti¢ fields
(fo Qducts to be installed in high magnetic
field environments). Exclusions inglud vhich is intended for use in|a low

e Test according to |
This test is mainly|apgli ts tobe installed in electrical plants (for example

telgcontrol ce
e« Tesgt accordin F mped oscillatory magnetic field immunity test,

Thils test is magif icable to prodlcts to be installed in high-voltage substations.
« Test according\to (Voltage dips, short interruptions and voltage vafiations
immunitytes

Thils
connested tQa. ¢

phase,

 Test according to NEC 61000-4-12 (Oscillatory wave immunity test)

The ring wave test is applicable to equipment connected to a.c. mains in certain countries
(for example the mains network in the USA). The damped oscillatory wave test is applicable
to equUipMent USed M power ptants and igh-voittage substations (for exampie static telays).
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Essai conformément a la CEIl 61000-4-13 (Essai d'immunité aux harmoniques et inter-
harmoniques incluant les signaux transmis sur le réseau électrique alternatif)

Cet essai peut étre appliqgué aux matériels sensibles a la précision dans le temps du
passage a zéro sur le réseau basse tension ou a des composantes harmoniques
spécifiques.

Essai conformément a la CEIl 61000-4-14 (Essai d’immunité aux fluctuations de tension)
En général, les variations de tension ont une amplitude ne dépassant pas 10 %; en
conséquence, la plupart des matériels ne sont pas perturbés par les variations de tension.

Toutefois, cet essai peut étre applicable aux matériels destinés a étre installés dans des
emplacements ou le réseau basse tension présente des variations plus importantes.

H £ Z ] oL cannn a4 a4 = At i o £ o
ES\ al COTIoTTmicHneTt d 1a CET O1LUUU=S4=10 (FHCRETITICTT = OJEULITILAlIUHS IUIIbLIUllIIf/IeS et

de [conception)

Il g'agit d’'une spécification pour le flickermétre, destinée a indig ect de
pefiception du flicker pour toutes les formes d'onde possibles iation bnsion,
spdcialement pour les exigences d’émission conformém 3 19 B-3, la

CE] 61000-3-5 et la CEI 61000-3-11.

Essai conformément a la CEl 61000-4-16 (Essai d'i
en|mode commun dans la gamme de fréquences de 0

nduites

ans de
bmaine

Cet essai doit étre utilisé uniquement pour des
grandes installations (par exemple usines).
d’application et I'objet de cette norme.

Essai conformément a la CEl 610 plle sur

une¢ entrée de puissance a courant

Cet essai s’applique aux matériels continu

avdc batteries externes en charge

Essai conformément ns les

guides d'ondes TEN
Cette norme spécif \ dures d’essais pour une méthode altgrnative
d’'epsai aux c magnétigque onnés dans les cellules TEM.

Essai conformémef ( 1 (Chambres réverbérantes)

Ce 8 es procédures d’essais pour une méthode alternative
de i xgnétiques rayonnés dans les chambres réverbérantes.

Ess | 61000-4-23 (Méthodes d’essais pour les disposijtifs de
pra ? les autres perturbations rayonnées)

Ce cthegle d'essai décrit et expose les concepts les plus importants pour les|essais
deg é i

Ess nt & la CEl 61000-4-24 (Méthodes d’essais pour les dispositifs de

prdtection pour perturbations conduites IEMN-HA)

Celle norme traite des essais pour Ies caracteristiques damorcage en tension ou de
limitation de tension des dispositifs de protection contre 'lEMN-HA.

Essai conformément a la CEIl 61000-4-25 (Prescriptions IEMN-HA et méthodes d’essai
pour I'équipement et les systemes)

Cette norme spécifie les méthodes d'essai de base et les niveaux pour les essais
dimmunité a I'lIEMN-HA, en rayonnement et en conduction. Elle est applicable aux
matériels et aux systemes destinés a résister a I'lEMN-HA.

Essai conformément a la CEl 61000-4-27 (Essais dimmunité aux déséquilibres de
tension)

Cet essai peut étre applicable aux matériels triphasés, ayant un courant d’entrée assigné
inférieur ou égal & 16 A par phase et reliés a un réseau alternatif triphasé. Toutefois, cet

essai n'est pas applicable aux matériels reliés a un réseau triphasé mais l'utilisant de
maniére monophasée.
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e Test according to IEC 61000-4-13 (Harmonics, interharmonics including mains signalling
at a.c. power port, low-frequency immunity tests)

This test may be applied to equipment sensitive to precise zero crossing in time on the a.c.
mains or to specific harmonic components.

e« Test according to IEC 61000-4-14 (Voltage fluctuation immunity test)

In general, voltage fluctuations have an amplitude not exceeding 10 %; therefore, most
equipment is not disturbed by voltage fluctuations. However, this test may be applicable to
equipment intended to be installed at locations where the mains have larger fluctuations.

e« Test according to IEC 61000-4-15 (Flickermeter — Functional and design specifications)

This is a specification for a flickermeter, intended to indicate correct flicker perception level
nission

e Tesgt according to IEC 61000-4-16 (Test for immunity to coRg mode

ample

Thils i i .C. distri 3 ystems\with external batteries

IEC 61000-4-2Q

Tegt according to ity testing in transverse

usses the most important concepts for shielding
. $ i (Test methods for protective devices for |HEMP
rs \testing of voltage breakdown and voltage-limiting characterigtics of

. $ g toNEC 61000-4-25 (HEMP immunity test and test methods for equipment

adiated
mended to

survive a HEMP.

e« Test according to IEC 61000-4-27 (Unbalance immunity test)

This test may be applicable to three-phase equipment with a rated input current up to 16 A
per phase, connected to a three-phase a.c. mains. However, this test is not applicable to
equipment taking three-phase power but using it in a single-phase manner.
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Essai conformément a la CEl 61000-4-28 (Essai d’immunité a la variation de la fréquence
d’alimentation)

En général, cet essai de variation de la fréquence d’alimentation n’est pas applicable.
Toutefois, cet essai peut s’appliquer aux matériels destinés a étre installés sur des
emplacements ou la fréquence d’alimentation présente des variations importantes (par
exemple les matériels reliés a une alimentation de secours).

Essai conformément a la CEIl 61000-4-29 (Essais d’immunité aux creux de tension,
coupures bréves et variations de tension sur les ports d'entrée de puissance en courant
continu)

En général, cet essai est applicable aux entrées de puissance en courant continu.
e de la

efffes de

corres-
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e« Test according to IEC 61000-4-28 (Variation of power frequency, immunity test)

In general, the test for variation of the power frequency is not applicable. However, it may
apply to equipment intended to be installed at locations where the power frequency has
large variations (for example equipment connected to an emergency power supply).

e Test according to IEC 61000-4-29 (Voltage dips, interruptions and voltage variations on
d.c. input power ports, immunity tests)

In general, this test is applicable for d.c. input power ports.
e Test according to IEC 61000-4-30 (Measurements of power quality parameters)
This technical report gives clarification on the measurement of power quality parameters.

A guide to the applicability of the various standards is given in Table 1.

When pny of the standards listed in Table 1 is applied, the correspondi
a guide to the selection of the EUT ports to be tested.

P gives
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Tableau 1 — Application des essais d'immunité basée sur I'emplacement (environnement)

Application !
Norme Description Résidentiel, Zone Spéciale
fondamentale commercial et industrielle (ex. centrale
industrie légére électrique)
61000-4-2 Décharges électrostatiques g.a. g.a. g.a.
61000-4-3 Champ électromagnétique rayonné g.a. g.a. g.a.
61000-4-4 Transitoires rapides/Salve g.a. g.a. g.a.
61000-4-5 Onde de choc g.a. g.a. g.a.
61000-4-6 Perturbations conduites RF g.a. g.a. g.a.
61000-4-7 Guide général relatif aux mesures n.i. n.i. n.i.
anarmaorimgques et ainternarmornigques et
appareillage de mesure ! /.\
61000-4}8 Champ magnétique a 50/60 Hz cas /\cas,\ d.a
61000-4t9 Champ magnétique impulsionnel g.n.a. \ g.n.\;{. d.a.
61000-4;10 Champ magnétique oscillatoire g.n.a. Q \\g\n.a. \g.a.
61000-4}11 Creux de tension et coupures g.a. \g\a\ d.a.
61000-412 Ondes oscillatoires cas\ \ \as ) das
Ondes oscillatoires a 1 MHz /m\ AN N) céﬁ d.a.
61000-4}13 ? Harmoniques, interharmoniques, signaux .a.\ W gjn.a.
transmis sur le réseau
61000-414 Variations de tension N\ gn\Q \g.n.a. gj.a.
61000-4[15 Flickermétre ~\ ¥/ rd n.i. i
61000-4{16 Perturbations conduites dans | amm?\gz ? M ( @ y\> cas gn.a.
150 kHz
61000-4;17 Ondulation sur les alimentatioﬁxc.c. \g.n.a./ cas gj.a.
61000-4[18 Libre N\
61000-4}19 Libre
61000-4[20 > [Cellules TEM N /S 3 3 s
61000-4f21 > [Chambres révefbérante \ ) s 3 3
61000-4[22 Libre Y ™
61000-4f23 2 | Méthodes Mr Iesgk\@s\ie\_/ g.n.a. g.n.a. gj.a.
prote tion pour turbation&rayonnées
61000-4}24 Met ‘e\ii;g{ ispo iifs"de g.n.a. g.n.a. gln.a.
protect|<§A\ nduites
IEMNA
61000-4}25 ? Metf\gexla*%s‘shl\&o\u}%e\s_y(tenels et les g.n.a. g.n.a. gjn.a.
61000-4{27 * Des\q@{{bré\dar}s\les)eseaux triphasés cas cas das
61000-4}28 \ariq{ioﬁe I?\fréqhe/nce du réseau g.n.a. g.n.a. gjn.a.
61000-4-192\ ux ensioy, coupures et variation de cas cas das
tens{on surtesAacces c.c.
61000-4}30 2 W parameétres pour la qualité de la n.i. n.i. i
tensi
1 Expl|cafien-pour I'application:
n.i. = norme ne traitant pas de l'immunité
g.a. = généralement applicable sauf dans des cas particuliers
g.n.a. = généralement non applicable sauf dans des cas particuliers
cas = peut s’appliquer dans certains cas.

2 Le document est en cours d’étude mais n’est pas publié.

3 Autre méthode d’essai et dispositif particuliers, sujets a des restrictions données dans la norme fondamentale

d’'immunité CEl 61000-4-3 et/ou dans la partie 20 ou la partie 21 elle-méme.
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Table 1 — Applicability of immunity tests based on location (environment)

Basic Description Applicability
standard Residential, Industrial Special (e.g.
commercial and area power plant)
light industrial
61000-4-2 ESD g.a. g.a. g.a.
61000-4-3 Radiated electromagnetic field g.a. g.a. g.a.
61000-4-4 EFT/Burst g.a. g.a. g.a.
61000-4-5 Surge g.a. g.a. g.a.
61000-4-6 Conducted disturbances by RF fields g.a. g.a. g.a.
61000-4t+7 General guide on harmonics and n.i.s. /I.s. nli.s.
interharmonics measurements
and instrumentation N\
61000-4+8 50/60 Hz magnetic field may \ may\\ N .a.
61000-4+9 Pulse magnetic field g.n.a. \QM d.a.
61000-4+10 Oscillatory magnetic field g.n.a\ \ g\.Q.a. > d.a.
61000-4+11 Voltage dips and interruption A}\\ \\ g.é\ d.a.
61000-4+12 Oscillatory waves "ring wave" M \ \any) may
Oscillatory waves 1 MHz g}\q \may d.a.
61000-4}13 2 Harmonics, interharmonics, main signallir}g\ \ g /g.g.a. g.n.a. g.p.a.

61000-4+14 Voltage fluctuations A \\// g/n\. B g.n.a. g.p.a.

>

61000-4415 Flickermeter \ \ ) Q \ n\l*g )\/ n.i.s. i.s.

61000-4+16 Conducted disturbances in tkﬁgﬂge \gsn.._a/ may g.p.a.

of 0 Hz to 150 kHz

61000-4+17 Ripple on DC power supply \ > g.n.a. may g.ph.a.
61000-418 Free /\ ~\ \ N

61000-4-19 Free

61000-41-20 2 TEM cellp Q ~—" 3 3 3

61000-4 21 2 R;ﬁ‘e@er‘a\ion ch\y}m\s S 3 3 3

61000-4f22

61000-4}23 2 Test etho sf 10t \e)m:e HEMP g.n.a. g.n.a. g.n.a.
ra isturban

61000-4}24 forrotectivé device; HEMP g.n.a. g.n.a. gh.a.
ct dIS rbance

61000-4-25(2\ Tescho\fo\e,zﬁipment and systems; g.n.a. g.n.a. g.p.a.
ERQR

61000-4+27 \U\ba nced ree-phase mains may may nay

61000-4+28 riatio}) of power frequency g.n.a. g.n.a. g.p.a.

61000-4}29 2 Volt%(dips, interruptions and voltage may may npay
variations on DC power ports

2 .
61000-4-30 MEasSUrement of POWer quality paramerters mis. 1S, m.i.s.

1 Applicability explanation:

n.i.s. =not an immunity standard

g.a. = generally applicable except in special cases
g.n.a. = generally not applicable except in special cases
may = may be applicable in certain circumstances.

The document is in progress but not finally published.

3 Special alternative test method and device which are subject to restrictions given in the basic immunity test
standard IEC 61000-4-3 and/or in part 20 or part 21 itself.
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Tableau 2 — Application des essais d'immunité basée sur les accés de I'appareil en essai

1

Norme Application
fondamentale Description Alim. Alim. Enve- Signal Terre
c.a. c.c. loppe données
61000-4-2 DES —3 g.n.a. g.a. g.n.a. g.n.a.
61000-4-3 Champ électromagnétique rayonné g.n.a. g.n.a. g.a. g.n.a. g.n.a.
61000-4-4 TERS g.a. g.a. — g.a. g.a.
61000-4-5 Onde de choc g.a. cas — cas cas
61000-4-6 Perturbations conduites RF g.a. g.a. — g.a. g.a.
61000-4-7 Guide général relatif aux mesures n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.

d’harmoniques et d'interharmoniques et
appareittage de mesure

61000-4}8 Champ magnétique a 50/60 Hz — — cas( — —
61000-4t9 Champ magnétique impulsionnel — — (;zés\\ Vi % —
61000-4}10 Champ magnétique oscillatoire — — /\: s — —
61000-4}11 Creux de tension et coupures g.a. — \ 3(\ l\ —
61000-4;12 Ondes sinusoidales amorties cas g.n.;:t./\ \—\ Ea\s g.n.a.
Ondes oscillatoires a 1 MHz cas ca& “ \ c;g cas
61000-4f13 2 Harmoniques, inter harmoniques, signaux g.n.a. S g.n.a. —
transmis sur le réseau
61000-414 Variations de tension g.@/a/. — \¢ — —
61000-4t15 Flickermeétre ﬁl a n\\ n.} n.i. n.i.
61000-4}16 Perturbations conduites dans la gamme \Qy fn.a. — g.n.a. —
0 Hz & 150 kHz g\ 7\ N
61000-4;17 Ondulation sur les alimentati@s c\‘\ < (— \ \cds ™M — — —
61000-4[18 Libre OV /
61000-4f19 Libre A
61000-4[20 > [ Cellules TEM [~
61000-4{21 > | Chambres réverpérantes NEANRN
61000-4[22 Libre { [ NIERASIRD
ess de

61000-4}23 ? Méthodes ¢ \ pOlNes dispositl aﬁ.a. g.n.a. g.n.a. g.n.a. g.n.a.
protection r les\perturbatiens
rayonnées|IEMN-

conduit

61000-4}24 Méthodes dessai pglur dis OSW g.n.a. g.n.a. g.n.a. g.n.a. g.n.a.
protection r les perturbation
I _ N

61000-4}25 ? Mét d’essai pour les m &fiels et g.n.a. g.n.a. g.n.a. g.n.a. g.n.a.
les Syst ; IEMN-

61000-4f27 > | péséquilibre dans I8s réseaux triphasés cas — — — —

61000-4}28 Vari?&ol\de\{a fr\éque;ke du réseau g.n.a. — — — —

61000-4}2 reu de Yension, cbﬁpures et variation — cas — — —
e t:%rsqsur s acces c.c.

61000-4f30 ? Medure es\paﬁa\métres pour la qualité de n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
laxtension
1 Expl|catiof peur I’Mtion:
n.i. =/norme ne traitant pas de I'immunité
g.a. ) générnlnmnnf npplirnhla sauf dans des cas p::rfir‘lllinrc

g.n.a. = généralement non applicable sauf dans des cas particuliers
cas = peut s’appliquer dans certains cas

Le document est en cours d’étude mais n’est pas publié.

3 (-) signifie non applicable.
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